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摘要(译)

本发明提供一种器件故障的电学检测方法、装置和显示模组。所述器件
故障的电学检测方法包括：在一检测阶段包括的置位时间段，向外部补
偿线提供一预定置位电压，经过预定置位时间后进入该检测阶段包括的
检测时间段；在该检测阶段包括的检测时间段，控制外部补偿线处于浮
空状态，向数据线提供预定数据电压，向电源电压输入端提供预定电源
电压，向数据写入控制端提供预定数据写入控制电压，向外部补偿控制
端提供外部补偿控制电压，经过预定检测时间后，检测外部补偿线上的
电压，并根据该电压判断外部补偿像素电路包括的器件是否发生故障。
本发明解决在有机发光二极管显示面板制程中的各种暗点不良无法在点
灯状态下被准确的检测的问题。
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